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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu’il refléte 1’état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs 2 la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central
de la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, i 1’établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEI

® Annunaire de la CEI
Publié annuellement
® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis 3 jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 2 la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d’un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur dein

Pour les symboles graphiques,
signes d’'usage général
consultera:

- 1a CEI 27: Symbole,
technique;

- la CEl 417:
matériel. Inde

2

et pour les appareils électromédicaux,

— la CEI 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/fou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant 2 la
fin de cette publication, qui énumérent les publications de
la CEI préparées par le comité d’études qui a établi la
présente publication.
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~ IEC 417: Graphical symbols for use on equip-
ment. Index, survey and compilation of the single
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— IEC 617: Graphical symbols for diagrams;
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 12: Essai d’'immunité aux ondes oscillatoires

Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la
internationales. Leur élaboration est confiée & des comité

non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
étroitement avec I'Organisation Internationale de
accord entre les deux organisations,

jntéressant a ces questions, expriment
sujets examinés.

DIS Rapport de vote

77B/141/DI1S 77B/151/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C et D sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4: Testing and measurement techniques -
Section 12: Oscillatory waves immunity test

Basic EMC Publication

FOREWORD

electronic fields. To this end and in addition to other activities, the JE
Their preparation is entrusted to technical committees; any

ed in the form of standards, technical
in that sense.

3) They have the form of recommendations for (international
reports or guides and they are e Na
4) In order to promote internati6 nificati G National ittees undertake to apply IEC International

Standards transparently to th i ant\possible )it their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Stane he corcesSpanding national or regional standard shali be clearly

indicated in the latti.

International Standa
frequency pheno

lias been prepared by subcommittee 77B: High
committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms sectio C 1000. It has the status of a basic EMC publication in

accordange

The text of this standarg is based on the following documents:

DiS Report on voting

77B/141/DIS 77B/151/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C and D are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 1000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d’immunité (dans la mesure ol elle s comités de

produit)
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d’essai
Partie 5: Guide d’instaliation et
Guide d’installation
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 1000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the\te: tity\of thé product
committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guite
Installation guidelines
Mitigation methods an

Part 9: Miscellaneous

Each part is further st i i ctions which are to be published either as inter-
national standar@

These standards aznd 30113 e “published in chronological order and numbered
accordingly.

This sectian 1 z
procedur€s re "osciatory waves”.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 12: Essai d’'immunité aux ondes oscillatoires

Publication fondamentale en CEM

1 Domaine d’application

unité et des
méthodes d'essai des matériels électriques et électronique 3 conditions
d’exploitation, contre les ondes oscillatoires. Ces ondes oscilla sentées

soldales amorties)
yur les lignes de

ablir les exigences d'immunité et de
constituer une réfé : uation en laboratoire des performances
d’équipements él astinés aux applications résidentielles, com-
merciales et indug ents destinés aux postes électriques, le cas

échéant. Q

Cette norme ne vise pas a spécifier les essais devant s’appliquer & des appareils ou sys-
témes particuliers. Le but principal est de donner une référence de base d'ordre général a
tous les comités de produits CEl concernés. Les comités des produits (ou les utilisateurs
et fabricants de matériel) restent responsables du choix approprié des essais et du niveau
de sévérité a appliquer a leur matériel.

Afin de ne pas entraver la tiche de coordination et de normalisation, il est fortement
recommandé aux comités de produits ou aux utilisateurs et fabricants d’envisager
d’adopter les essais d'immunité appropriés et spécifiés dans cette norme (lors de futurs
travaux ou révisions d’anciennes normes).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 12: Oscillatory waves immunity test

Basic EMC Publication

1 Scope

This section of IEC 1000-4 relates to the immunity requirements and (test methods for

represented by:

a) non-repetitive damped oscillatory transients (ring wa S i N low-voltage
power, control and signal lines supplied by public and non

equipment intended for reside
equipment intended for electri

The purpose of thi; S

— test procedure.

This standard does not intend to specify the tests to be applied to particular apparatus or
systems. Its main aim is to give a general basic reference to all concerned product commit-
tees of the IEC. The product committees (or users and manufacturers of equipment)
remain responsible for the -appropriate choice of the tests and the severity level to be
applied to their equipment.

In order to impede the task of coordination and standardization, the product committees
or users and manufacturers are strongly recommended to consider (in their future work or
revision of old standards) the adoption of the relevant immunity tests specified in this
standard.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de
la CEl 1000-4. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente section de la CEl 1000-4 sont invitées a rechercher la possibilité
d’appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les
membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales en
vigueur. :

CEl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (V. — Chapitre 161:

Compatibilité électromagnétique

CEI1 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Gép

CEl 1010-1: 1990, Régles de sécurité pour appareils élect g ¢ , de régula-
tion et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générale

3 Généralités

Les ondes oscillatoires auxquelles
fonctionnement de celui-ci et des

Les principaux parameétres des/ ondes © oites considérés ici concernent leur

fréquence de répétition. Celie-ci peut e fai phénomeéne isolé) ou élevée (salves).
Les transitoires oscilfatoi SO ppelés «ondes sinusoidales amorties» et les
salves de transitoires oscilla ies «ondes oscillatoires amorties».

L'onde sinu : je\peut se\ mapifester aux bornes de I'équipement (accés de
I'équipemen 3 reVdes circuits d’alimentation ou de commande, ou
suite a un coup dre. L.es_saractéristiques les plus significatives des phénoménes

L'ondé~osciliatoire peut se manifester aux bornes d’'un équipement suite a une
mano S\t i née de réamorgages d’'arc, phénomeéne courant dans les centrales
électriques, les poste’s a haute et moyenne tension (HT/MT), ainsi que les grandes instal-
lations industriglles.

Les paramétres les plus significatifs des phénoménes produits par cet essai sont leur
temps de montée relativement bref, leur forme d'onde oscillatoire décroissante amortie,
leur fréquence de répétition élevée et la durée des salves.

Les formes d’onde produites par ces deux types d'essais sont définies en 6.1.1. et 6.1.2.
L’annexe A fournit des informations sur les phénomeénes primaires et le choix de I'essai.

C'est aux Comités de produit qu’il incombe d’établir quel est le phénoméne pertinent
parmi ceux envisagés dans la présente norme, et de décider si I'essai considéré est
applicable.
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2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this section of IEC 1000-4. At the time of publication, the
editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties
to agreements based on this section of IEC 1000-4 are encouraged to investigate the
possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of IEC and 1SO maintain registers of currently valid International
Standards.

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidancé

IEC 1010-1: 1990, Safety requirements for electrical equipmen
and laboratory use — Part 1: General requirements

3 General

The oscillatory waves to which equipment i 0 ed a@wﬂuece the reliable oper-
ation of equipment and systems.

rates: low repetition rate (single shot) or setition’ rate (bursts). The single-shot
oscillatory transients are " and the bursts of damped oscil-
latory transients by the t

The ring wave appéars ¢ i pment (equipment ports) as a consequence
of switching in po ‘ ine : .

event type and the d
this test.

The relative fast rise time, the decaying oscillatory waveform, the high repetition rate and
the duration of the burst are the most significant parameters of this test.

The test waveforms are defined in 6.1.1 and 6.1.2. Information on the primary phenomena
and selection of the test is given in annex A.

It is the responsibility of the product committees to establish which phenomenon, among
the ones considered in this standard, is relevant and to decide the applicability of the test.
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4 Définitions

Pour les besoins de la présente section, les définitions et termes suivants s’appliquent.
lIs concernent uniquement le domaine des oscillations transitoires et ne sont pas tous
répertoriés dans la CElI 50(161).

4.1 EST: Matériel en essai.
4.2  acceés: Interface de 'EST avec I'environnement électromagnétique extérieur.

4.3 couplage: Interaction entre des circuits se traduisant par un transfert d’énergie de

'un & fautre.

4.4 réseau de couplage: Circuit électrique destiné & transfére end’un circuit
a un autre.

4.5 réseau de découplage: Circuit électrique destiné\a empécher Ia sion d’essai,

essais.

d’'un appareil ou d'un
g'une perturbation électro-

4.6 immunité (a une perturbation): Aptitude\d
systéme a fonctionner sans dé i
magnétique. [VEI 161-01-20]

instants auxquels la valeur instantanée d’'une

48 temps de montée e
L0 %, puis 90 % de sa hauteur. [VEI 161-02-05,

impulsion atteint pour la\pre
modifié].

4.9

salve

Les tableaux 1€t 2 indiquent la gamme préférentielle des niveaux d’essais pour les ondes
sinusoidale et oscillatoire amorties applicables aux accés d’alimentation, de signal et de
commande de I'équipement considéré.

Les niveaux applicables aux accés d'alimentation, de signal et de commande peuvent étre
différents. La différence entre, d’une part, les accés de signal et de commande et, d’autre
part, les accés de I'alimentation électrique ne doit pas étre supérieure a un niveau.
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4 Definitions

For the purpose of this section, the following definitions and terms apply. They are appli-
cable to the restricted field of oscillatory transients; not all of them are included in
IEC 50(161).

4.1 EUT: Equipment under test.
4.2 port: Particular interface of the EUT with the external electromagnetic environment.

4.3 coupling: Interaction between circuits, transferring energy from one circuit to
another.

4.4  coupling network: Electrical circuit for the purpose of transferin
circuit to another.

4.5 decoupling network: Electrical circuit for the purpoge ¥
applied to the EUT from affecting other devices, equip
under test.

4.6 Immunity (to a disturbance): The abilit
perform without degradation in the preseaqce of 2
01-20]

4.8 rise time: The interva i en-the instants at which the instantaneous
value of a pulse first ke and then the 90 % value. [IEV 161-02-05,
modified]

4.9 burst: A s imited number of distinct pulses or an oscillation of limited
duration. [IEV 1

The preferential rang€ of test levels for the ring wave and the damped oscillatory wave
tests, applicable to power, signal and control ports of the equipment, is given in table 1
and table 2 respectively.

Different levels may apply to power, signal and control ports. The level(s) used for signal
and control ports shall not differ by more than one level from that used for power supply
ports.
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Niveau Mode commun Mode différentiel
kv kv

1 0,5 0,25

2 1 0,5

3 2 1

4 4 2

x " X X
1 x correspond 4 un niveau non défini. Ce niveau peut étre |nd| ué
dans les spécifications de produit.

Tableau 2 — Niveaux d’essai a I’'onde os?@tg
dlf

Niveau Mode commun
kv
1 0,5 0,2

jons de produit pour la définition des conditions
(essai & P'onde sinusoidale amortie et essai a I'onde

6 Matériel d’essai

6.1 Générateurs d’'essai

Les caractéristiques suivantes concernent aussi bien le générateur d'ondes sinusoidales
amorties que celui d'ondes oscillatoires amorties. Les paramétres distinguant ces deux
équipements sont indiqués, respectivement, en 6.1.1 et 6.1.2.

Les générateurs d'essai doivent étre & méme de fonctionner en conditions de court-circuit.
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Table 1 — Test levels for ring wave

Level Common mode Differential mode
kv kV
1 0,5 0,25
2 1 0,5
3 2 1
4 4 2
x " X X

1 xis an open level. This level can be given in the product specification.

Table 2 — Test levels for damped oscillatory waye

N

Level Common mode
kv
1 0,5
2 1
3 22
4 -
x"

e
to 2, 5. kW for stibstati

information on the_selection of the test levels is given in annex B.

6 Test equipment

6.1 Test generators

The following features are common to the generators of ring waves and the generators of
damped oscillatory waves; additional, unique features are given in 6.1.1 and 6.1.2.

The generators shall have the capability to operate in short-circuit conditions.
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La sortie du générateur doit étre flottante et le déséquilibre des capacités de sortie & la
terre inférieur & 10 %. Cette condition est recommandée pour I'essai des accés de
commande et de signal de 'EST en mode différentiel. Cependant, elle n’est pas néces-
saire pour les accés d’alimentation et les essais d’accés de commande et de signal en
mode commun.

Le point b) de 8.2 présente les dispositions & adopter dés lors que la sortie du générateur
d’essai n’est pas flottante.

Les générateurs doivent étre équipés de fagon a empécher I'émission de perturbations
importantes susceptibles d'étre injectées dans le réseau d'alimentation électrique ou
d’influencer les résultats d’essais.

suivantes.

Caractéristiques:

— temps de montée de ia tensjon
(premiére créte):

— temps de montée du courant

{premiére créte): i
: )1

60 9%de la créte précédente;

~ fréquence d’'osgiils

a 60 transitoires par minute;

12 2,30 Q et 200 Q, +20 %
(commutable);

de 250 V (-10 %) a 4 kV (+10 %);

333 A lorsque le générateur est réglé 4 12 Q;
133 A lorsque le générateur est réglé a 30 Q;
20 A lorsque le générateur est réglé a 200 Q;

synchronisable de 0° a 360°, par pas de 10°

la fréquence dialimentation:

-~ polarité de la premiére demi-période: positive et négative.

La figure 1 décrit la forme de I'onde sinusoidale amortie (tension en circuit ouvert et
courant de count-circuit). La figure 2 présente un exemple de schéma du générateur.

Le paragraphe 8.2 précise quelle doit étre I'impédance du générateur selon les essais.

6.1.2 Caractéristiques et performances du générateur d’ondes oscillatoires amorties

Il s’agit d’'un générateur d'ondes oscillatoires amorties répétitives présentant les caracté-
ristiques suivantes.
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The generator output shall be floating and the stray capacity unbalance of the output
terminals to earth shall be less than 10 %. This condition is recommended to test EUT
control and signal ports in differential mode; it is not necessary for power ports and
common mode tests of control and signal ports.

The provisions to be taken whenever the output of the test generator is not floating are
given in item b) of 8.2.

The generators shall have provisions to prevent the emission of heavy disturbances that
may be injected in the power supply network, or may influence the test results.

Information on the impedance of the test generators is given in annex

6.1.1 Characteristics and performance of the ring wave genera

The generator is a single-shot damped oscillatory wave gene

characteristics.

Specifications:

voltage rise time (first peak):
— current rise time (first peak):

- oscillation frequency;
—~ decaying (of eachpe
1 to 60 transients per minute;

12 Q, 30 Q and 200 Q, +20 %
(switchable);

250 V (~10 %) to 4 KV (+10 %);

~ short-cireuit 333 A for 12 Q generator setting;
{minimum alue)s 133 A for 30 Q generator setting;
20 A for 200 Q generator setting;

— transients’ repetit

~ output imp p

— open-circui

— phaseérelation i synchronizable from 0° to 360°
frequency: with 10° steps;

— polarity of the first half period: positive and negative.

The waveform of the ring wave (open-circuit voltage and short-circuit current) is given in
figure 1. An example of a schematic circuit of the generator is given in figure 2.

The impedance of the test generator to be used for the different tests is given in 8.2.

6.1.2 Characteristics and performance of the damped oscillatory wave generator

The generator is a repetitive damped oscillatory wave generator with the following charac-
teristics.
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Spécifications:

- temps de montée de la tension

{premiére créte): 75 ns £ 20 %;
— fréquences d’oscillation
(valeurs préférentielles): 100 kHz et 1 MHz £10 %;
— fréquence de répétition: au moins 40/s a une fréquence de
100 kHz et 400/s 4 1 MHz;
— fréquence de répétition optionnelle: 41074 x fréquence d’oscillation;
— décroissance: 50 % de la valeur créte entre la troisiéme

et la sixieme période;

— durée des salves: au moins 2 s;
~ impédance de sortie: 200 Q £ 20 %;
— valeur créte de la tension a vide:

d'essai doivent étre vérifiées pour

Les caractéristiques €3 :
rhoyen de différents générateurs.

permettre de compare

Les caractéristique
sont les sui :

Ces vérifications doivent étre effectuées au moyen de sondes de tension ou de courant
(selon le cas) et d'oscilloscopes, ou d’autres appareils de mesure équivalents d’une lar-
geur de bande minimale de 20 MHz.

La marge d’erreur des mesures ne doit pas étre supérieure a £10 %.

Le niveau des perturbations émises par le générateur (voir 6.1) doit étre controlé.
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Specifications:
— voltage rise time (first peak): 75 ns £ 20 %;
— oscillation frequencies; 100 kHz and 1 MHz +£10 %;
— repetition rate: at least 40/s for 100 kHz and 400/s for
1 MHz;
— optional repetition rate: 4107 x oscillation frequency;
—~ decaying: 50 % of the peak value between the
_ third and sixth periods;
— burst duration: not less than 2 s;
— output impedance: 200 Q + 20 %;
— peak open-circuit voltage: 250V (-10 % %

— phase relationship with the power frequency: no relation;
— polarity of the first half-period:

The waveform of the damped oscillatory wave is give

The characteristics{o be
are the following:

— rise time (volie

0

The verifications shall be carried out with voltage or current probes (as applicable) and
with oscilloscope or other equivalent measurement instrumentation with 20 MHz minimum
bandwidth.

The accuracy of the measurements shall be +10 %.

The emission of disturbances by the generator shall be verified (see 6.1).

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61000-4-12 1995


http://avadocuments2026.com/doc/iec-61000-4-12-1995
http://avadocuments2026.com/doc/iec-61000-4-12-1995

-22 - 1000-4-12 © CEI:1995

6.3 Réseau de couplage/découplage

Le réseau de couplage/découplage (RCD) permet a la fois d’appliquer la tension d’essai,
soit en mode commun soit en mode différentiel, aux accés de signal et de commande et a
I'alimentation de I'EST, et d'éviter que la tension d'essai ne provoque le brouillage des
équipements auxiliaires nécessaires aux essais. Ce réseau ne doit pas influencer les para-
métres spécifiés pour le générateur, par exemple le courant de sortie.

Les spécifications communes aux réseaux pour I'alimentation électrique et pour les accés
de signal et de commande sont indiquées ci-aprés, tandis que celles distinguant ces deux
types de circuits figurent en 6.3.1 et 6.3.2, respectivement.

nédance retenue

La capacité de couplage du réseau de couplage doit étre adaptée
pour le générateur d’essai (voir 8.2), c'est-a-dire:
- 0,5 uF pour une impédance du générateur de 200 Q;
— 3 puF (au minimum) pour une impédance du générate
~ 10 pF (au minimum) pour une impédance du générate

Les formesd’'orde.en gortie du réseau de couplage/découplage doivent satisfaire aux mémes
exigences.que celles applicables au générateur d’essai lui-méme et énoncées en 6.2.

Spécifications:

— découplage en mode commun (atténuation): 20 dB;
— découplage en mode différentiel (atténuation): 30 dB;

— rigidité diélectrique des condensateurs de
couplage sous I'effet d’'une onde de 1,2/50 ps: 5 kV;

— intensité de courant admissible: égale a Vlintensité nominale de
I'accés d’alimentation;
— nombre de phases: une ou trois, selon les besoins.
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6.3 Coupling/decoupling network

The coupling/decoupling network (CDN) provides both the ability to apply the test voltage
in either common or differential mode to the power supply, signal and control ports of the
EUT, and for preventing test voltage from affecting the auxiliary equipment needed to
perform the test. The network must not influence the specified parameters of the gene-
rator, for example, the current capability.

The specifications, common to the networks for power supply, as well as for the
input/output ports, are given below; additional unique specifications are given in 6.3.1 and
6.3.2.

The coupling network shall be provided with coupling capability suitable Ne selected
impedance of the test generator (see 8.2), as follows:

- 0,5 pF for 200 Q generator impedance;
— 3 pF (minimum) for 30 Q generator impedance;
— 10 pF (minimum) for 12 Q generator impedance.

These coupling capacitor values are suitable to give a gss than 1 dB.

The coupling/decoupling network shall Be provided adedicated earth terminal.
G %e in’6.3.1 and 6.3.2 shall be carried out

The schematic c@ NyOorkNis given in the figures related to the test procedures

The verifications related té
with an oscilloscope,
width.

ments set fortf or the test generator itself.

Specifications:

— common mode decoupling (attenuation): 20 dB;
— differential mode decoupling (attenuation): 30 dB;

— insulation withstand capacity of the
coupling capacitors with the 1,2/50 us wave: 5 KV;

— current capability: as for the current rating of the power
supply port;
— number of phases: one or three, as required.
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6.3.2 Réseau de couplage/découplage destiné aux accés de signal et de commande

Ce réseau présente les mémes spécifications que celles figurant en 6.3.1, a ’exception de
la suivante:

— atténuation de découplage: 30 dB (modes commun et différentiel).

La valeur minimale de I'atténuation de découplage pouvant étre insuffisante pour protéger
les sources auxiliaires de signal, des dispositifs de protection supplémentaires peuvent
étre nécessaires.

Le réseau peut étre composé d’'unités distinctes, afin de permettre 'essai des accés de
circuit simples ou de groupes de circuits (par exemple, plusieurs fils un commun).

7 Installation d’essai

L'installation d’essai se compose des éléments suivants;

~— connexions de mise a la terre, plan de référence;
— matériel en essai (EST);
— générateur d’essai;

-~ appareils de mesure;

figure 5 - exe

figure 6@5

couplage/découptage, I'EST et les appareils auxiliaires peuvent étre mis a la terre au
moyen d'un plan de référence existant ou de connexions de mise & la terre appropriées.

Les spécifications sont indiquées en 7.1.1 et 7.1.2.

7.1.1  Plan de référence

Si I'on utilise un plan de référence, celui-ci doit se présenter sous la forme d’une feuille de
métal (cuivre ou aluminium) d’'une épaisseur minimale de 0,25 mm. Si I'on utilise d’autres
métaux, I'épaisseur de la feuille doit étre d’au moins 0,65 mm.

Si un plan de référence est utilisé, I'EST et les appareils auxiliaires d’essai doivent étre
placés sur le plan de référence du laboratoire et étre connectés a ce dernier.
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6.3.2 Coupling/decoupling network for signal and control ports

The network has the same specifications given in 6.3.1, with the exception below:

— decoupling attenuation: 30 dB (common and differential modes).

The minimum decoupling attenuation may not be sufficient to protect auxiliary signal
sources, and additional protection devices may be required.

The network may consist of single units in order to give the possibility of testing
input/output ports with single circuits or grouping of circuits (for example, i-wire with a
common).

7 Test set-up

The test set-up includes the following components:

~ earthing connections, ground (reference) plane (
~ equipment under test (EUT);
— test generator;

— measurement instrumentation;
— coupling and decoupling network;
— auxiliary instrumentation.

figure 5 — example o

figure 6 — exar@o

In performing earthing requirements of the manufacturer of the EUT
and of the test bé observed.

onfiguration, the earthing of the test generator, of the
coupling/decoupling nepwork, of EUT and auxiliary equipment may be achieved by using
an existing ground reférence plane (GRP), or proper earthing connections.

The specifications are givenin 7.1.1 and 7.1.2.

7.11  Ground (reference) plane

Where a ground reference plane (GRP) is used, it shall be a metal sheet (copper or
aluminium) of 0,25 mm minimum thickness; other metals may be used, but in that case
they shall have 0,65 mm minimum thickness.

If used, the EUT and auxiliary test equipment shall be placed on the GRP of the laboratory
and connected to it.
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